
电子异物分析质量FTIR异物研究

产品名称 电子异物分析质量FTIR异物研究

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 电子端口:异物分析中心
电脑端子:FTIR异物分析
电池电极片:SEM异物分析

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

电子异物分析质量FTIR异物研究，表面异物、斑点异物、霉变异物、SEM分析、EDS分析、FTIR分析、
深圳电子异物检测质量筛选分析试验室、各领域专业工程师,自有实验室,仪器设备齐全!异物分析
选择异物检测,检测精度到ppb级别,售后技术支持有保障! 

快速判断异物或杂质的成分,分析产生原因,进行整改提升产品良率,消除生产隐患,保障生产的稳定性.异物
分析，是专门分析产品上的微小嵌入异物或表面污染物、析出物进行之成分的技术。例如对表面嵌入异
物、斑点、油状物、喷霜等异常物质进行定性分析，

异物分析通常是指针对产品上的外来不明物质、表面污染、析出物等进行分析的检测技术。通过分析异
物的成分，找到异物的来源，从而找到改善的方法。

异物分析的方法目前主要有主要有红外光谱法(FTIR)和扫描电镜/能谱仪法(SEM/EDS)，这两种方法是分
别针对不同的异物的。

  红外光谱法

红外光谱定性是根据红外光谱官能团的吸收峰来确定物质的结构（主要是有机化合物）。红外谱图纵坐
标表示吸光率（A）或透过率（T%），横坐标表示波数（cm-1），通过不同的官能团在不同的波数段出
峰以及峰形可以解析出物质的结构，从而得到化合物的种类。对于一些常见的化合物可以通过与谱库中
的谱图进行匹配从而得到成分组成。对于异常情况的分析，通常采用的是显微红外法。由于显微镜的作
用，相对于普通红外法，显微红外具有样品量少、无损、操作简便等优点。

2.      扫描电镜/能谱仪法(SEM/EDS)

扫描电镜/能谱仪法(SEM/EDS)是通过扫描电镜/能谱仪（SEM/EDS）对异物或异常部位扫描，得到元素种
类及其含量。通过扫描电镜（SEM）可以观察样品各种凹凸不平表面的细微结构形貌，同时从能谱仪可



以得到元素的种类及含量。
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